


    
     

    
      

    
　  

    
　  

    
      



 



V-I 测试参数
测量通道 64路测试通道:可切换为32+32组的模式.可进行器件的实时比对
探笔通道 2+2通道实时对比测试
信号通道 4通道同步脉冲信号
测试电压范围 2V~ 50Vp-p; 2、5、10、20、50V
电压分辨率: 8~12 bits

测试频率范围:
二维测试频率范围:1Hz~10kHz:1,2,5,10,20,50,100,200,500,1K,2K,5K,10K
三维测试频率范围:10Hz~10kHz,连续可调

信号电流范围: 1μA~ 250 mA
测试阻抗范围: 100Ω~1MΩ:100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ
测试信号波形: 正弦波
显示图形模式: V-I, V-T, V-I-F
二维V-I测量方式： 以器件或电路板某一端为公共端，其他管脚对公共端的阻抗。
二维V-T测量方式： 检查与时间特性器件的测量方式
二维矩阵测试 各个管脚间的VI曲线测试
三维立体V-I-F测量方式: 检查与频率特性有关的器件或电路板的测量方式
测量波形自动对比功能: 可利用实时测量双通道来自动实时对比好坏器件的波形, 或将波形存储后, 进行对比测试.
同步脉冲输出模式: 单脉冲(Single)、双脉冲(Dual)、三脉冲(Triple)、四脉冲(Quad)
同步信号振幅: 可调式由:-10 V ~+ 10V

操作流程管理平台：
测试流程的制定贯穿整个测试过程,使电路测试的过程形成标准的测试流程(维修流程,生产流程).保证了
测试工艺的一致性,排除人为因素的干扰.使测试简单,容易,标准化.

设备升级 设备可以64通道为步进,扩充到2048测试通道



    

    

     
     
     
     
     





 





 
 

 

 



 

     

 
 





总代理:北京金三航科技发展有限公司(英国ABI代理)

邮箱:h4040@163.com 电话:010-82573333  网址:http://www.ic168.cn 地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室


